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0我们的顺序参数测试需要采集数百万个数据点!电流

泄露通常在
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博士

表示!0在受益于
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平台提供的高速度和
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的系

统编程灵活性的同时!全新的
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可帮助我们精确

地测量低电流信号"1

模块化
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可帮助工程师来构建紧凑型并行

高通道数系统!在单个
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机箱中提供了高达
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个
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通道!而且可扩展至数百个通道来满足晶圆级可靠性和并行

测试需求"此外!用户还可利用高速通信总线#确定性硬件

序列生成#以及使用数字控制回路技术对任意待测设备自定

义调节
*YI

响应!从而提高测试吞吐量"工程师还可以通

过软件控制
*YI

响应!避免了长时间等待
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稳定!并可

借助
7LT_L*YI

的灵活性来最小化过冲和振荡!即使是在

带有高电容性的负载的情况下也是如此"

0半导体器件复杂性的增加要求我们重新思考传统的

研究#特性分析和晶片可靠性测量方法!而这一直是我们投

资
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的 关 键 动 力!1
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降低了测量时间!提高了通道密

度!而且现在更提供了更好的测量质量和高达
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的灵

敏度"1
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不仅提供了台式
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的易用性!其交互

式软件前面板也可用于进行基本的测量和调试自动化应

用"驱动程序包含了帮助文件#文档描述和可立即运行的

范例程序!可辅助测试代码开发!并包含了一个编程接口!
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系统设计软件等各

种开发环境"工程师还可结合
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测试管理软件

使用
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!简化实验室或生产车间的测试系统开发

和部署"
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将半导体
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数字功能引入
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平台

数字仪器提供了开发智能半导体测试系统所需的硬件与软件功能
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&作为致力于帮助工程师和科学家应对全

球最严峻的工程挑战的平台系统供应商!今日宣布推出了
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基于图形向量的数字通道板卡和
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数字图形

向量编辑器"该产品将射频集成电路#电源管理
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#微机电
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&系统设备以及混合信号
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的制造商从传统半导体

自动化测试设备%
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&的封闭式架构中解放出来"

传统
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的测试覆盖率通常无法满足最新半导体设备

的要求"通过将半导体行业成熟的数字测试模式引入到基

于
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开放平台的半导体测试系统%
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&中!并使用功能强

大且人性化的编辑器和调试器进行优化!用户可以利用先进

的
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仪器来降低射频和模拟
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的测试成本并提高吞

吐量"
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数字模式仪器为半导体工程师提供所有高端数字

测试平台才具备的数字性能!因此它的问世无疑是为
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锦上添花!1
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半导体测试副总裁
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表示!0如果生

产车间的
T_L

具备这个功能!他们就可以在满足先进器件的

成本和测试要求的同时!轻松将其扩展到其他产品的测

试上"1
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数字模式仪器以非常实惠的价格为无线

设备供应链和物联网设备常用
L5

提供了所需的测试功能"

它具有
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的图形向量执行速率!在单个子系统

中具有独立的源#捕获引擎#电压+电流参数函数以及高达
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个同步数字引脚"用户可充分利用
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的开放性和
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!根据需求任意地增加或减少所需的器件!以满足测试

配置所需的器件引脚和测试点数"

全新的数字模式编辑器软件具有以下功能'器件引脚映

射图#规范和图形向量编辑环境!有助于更快速地制定测试

计划$各种内置工具!如多站点和多仪器并行收发可实现产

品从开发到投产的无缝对接$
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图和交互式引脚视图等

工具!可更高效地调试和优化测试"

使用相同
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硬件#
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和数字模式

编辑器软件进行特性分析和产品测试!可减少数据关联所需

的工作!从而缩短产品上市时间"
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配置内外的
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硬件

占地空间小!可节省厂房空间!而且可使用特性分析实验室

台上的标准墙插式电源供电"
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已被证明是一个出色的软硬件集成解决方案!可

同时适用于产线车间和特性分析实验室!1
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基于图形向量的数字通道板卡和数字图形向量编辑器

是重要的创新产品!可帮助器件制造商和测试室降低测试成

本以及优化测试程序开发"1

许多半导体公司正基于
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平台和生态系统来构建智能

化的测试系统"不仅仅是生产适用的
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系列#
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矢量信号收发仪!
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级源测量单元以及
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块!这些系统受益于覆盖了直流到毫米波的
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产品"它们采用
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代总线接口!具有高吞吐

量数据传输能力!同时具有子
=&

级同步以及集成的定时和

触发"用户可以利用
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和
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软件环境的高

效生产力!以及一个由合作伙伴#附加
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#应用工程师团队组

成的活跃生态系统!大幅降低测试成本!缩短上市时间!开发

面向未来的测试设备!满足未来
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和混合信号测试的各种

挑战"

如需了解
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的更多半导体测试产品!请访问
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